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摘要(译)

一种改进的微芯片分光光度计装置（ 101 ），具有位于微芯片（ 241 ）
上的波长敏感光检测器传感器（ 155 ），可检测返回宽带光（ 128 ），
是通过光栅过滤或过滤的窄谱波长，例如通过传感器上的光学采集窗口
（ 141 ）（ 155 ） / b>的）。可选地，至少一部分返回的宽带光由一个
或多个结合到微芯片器件中的固态光源（ 103,103A， 103 B）产生。 。
来自检测器的多光谱光谱数据可选地通过导线（ 161 ）传输，然后通过
位于同一微芯片上的处理器（例如差分单元（ 167 ））进行分析。或处
理微芯片。还公开了包含改进的微芯片光谱仪的系统和使用方法。
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